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摘要(译)

本发明提供了一种预测患者发生药物不良反应，特别是SJS或TEN的风
险的方法。发现HLA-B等位基因HLA-B * 1502与由各种药物诱导的SJS / 
TEN相关。与HLA-B * 1502的相关性对于卡马西平诱导的SJS / TEN最为
显着，其中所有测试的患者具有HLA-B * 1502等位基因。此外，另一种
HLA-B等位基因HLA-B * 5801与别嘌呤醇诱导的SJS / TEN特别相关。较
温和的皮肤反应，例如斑丘疹，多形性红斑（EM），荨麻疹和固定药
疹，特别与第三等位基因HLA-B * 4601相关。对于任何等位基因，位于
特定HLA-B单倍型的DRB1和HLA-A区域之间的遗传标记（例如，HLA标
记，微卫星或单核苷酸多态性标记）也可用于测试。
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